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Développement d'un dispositif expérimental pour laiffraction
d'atomes rapides et étude de surfaces d'isolantsnigues

La diffraction d'atomes rapides est un régime dgaet qui apparait lorsque des
atomes possédant une énergie comprise entre qaatgn&ines d'eV a plusieurs keV et une
largeur de cohérence suffisante arrivent en incdamasante sur la surface d'un cristal. En
raison de leur faible énergie d'approche, les atamzdents ne pénetrent pas dans le cristal.
La diffraction d'atomes rapides, aussi désignée soar acronyme GIFAD, est donc une
méthode uniquement sensible a la surface qui pedmsbnder la derniere couche atomique
d'un cristal comme peut le faire la pointe d'un AFB&s spécificités en font une technique
prometteuse pour suivre les croissances des coucimegs par épitaxie et pour I'étude des

surfaces cristallines.

Les travaux de ma thése ont porté sur le développeniun dispositif expérimental
spécialement congu pour l'étude de la diffractitatothes rapides et son utilisation pour
suivre la croissance de couches minces sur um'B@itaxie. J'ai aussi étudié avec ce nouveau
dispositif des surfaces de KBr(001) et de NaCl(0@gs études ont permis la mise en
evidence d'un nouveau régime de diffraction quildentorrespondre a des mouvements
longitudinal et normal cohérents ainsi que I'obaBon et la quantification d'un type de

défauts topologiques : la mosaicité de surface.
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